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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN ISO 4518 (03 8170) z brezna 1994.

Néarodni predmluva

Zmény proti predchozi normé

Hlavni zmény jsou uvedeny v predmluveé mezinarodni normy.
Informace o citovanych dokumentech

ISO 2177 zavedena v CSN EN ISO 2177 (03 8191) Kovové povlaky - Méreni tloustky povlaku -
Coulometrickd metoda anodickym rozpousténim

Souvisici CSN

CSN EN ISO 2064 (03 8155) Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody tykajici se
meéreni tloustky

CSN EN ISO 3274 (25 2322) Geometrické poZzadavky na vyrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilova
metoda - Jmenovité charakteristiky dotykovych (hrotovych) pristroju

CSN EN ISO 5436-1 (25 2305) Geometrické poZadavky na vyrobky (GPS) - Struktura povrchu:
Profilova metoda; Méfici etalony - Cést 1: Hmotné miry



CSN EN ISO 25178-601 (01 4451) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha -
Céast 601: Jmenovité charakteristiky dotykovych (hrotovych) pfistrojt

CSN EN ISO 25178-602 (01 4451) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha -
Céast 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykovych piistrojli (konfokalni chromaticka sonda)

CSN EN ISO 25178-603 (01 4451) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha -
Céast 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykovych piistrojl (interferometrickd mikroskopie
s fazovym posuvem)

CSN EN ISO 25178-604 (01 4451) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha -
Céast 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykovych piistrojii (spojité skenovaci interferometry)

CSN EN ISO 25178-605 (01 4451) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha -
Céast 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykovych piistrojil (bodova samozaostiovaci sonda)

CSN EN ISO 25178-606 (01 4451) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha -
Céast 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykovych piistrojli (variace sond)

CSN EN ISO 25178-607 (01 4451) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha -
Céast 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykovych piistroji (konfokalni mikroskopie)

CSN EN ISO 25178-701 (01 4451) Geometrické pozadavky produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha -
Cést 701: Kalibrace a métici standardy pro dotykové (hrotové) pristroje

Vysvétlivky k textu této normy

V ptipadé nedatovanych odkazii na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace

normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba vzdy pouZit takovéa vydani CSN, které piejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vSech zmén).
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ICS 25.220.40 Nahrazuje
EN ISO 4518:1995

Kovové povlaky - Méreni tloustky povlaku - Profilometricka metoda
(ISO 4518:2021)

Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method
(ISO 4518:2021)

Revetements métalliques - Mesurage de Metallische Uberziige - Messen der
1,épaisseur Schichtdicke -

de revetement - Méthode profilométrique Profilometrisches Verfahren

(ISO 4518:2021) (ISO 4518:2021)

Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 2021-03-25.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto ndrodnich norem lze obdrZet na vyzadéani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv clena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, m4 stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka,

Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

]

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoliv formé a jakymikoliv prostredky
Ref. ¢. EN ISO 4518:2021 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.



Evropska predmluva

Tento dokument (EN ISO 4518:2021) vypracovala technicka komise ISO/TC 107 Kovové a jiné
anorganické

povlaky ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické povlaky vcetne
ochrany proti korozi a koroznich zkousek kovil a slitin, jejiz sekretariat zajiStuje BSI.

Této evropské normeé je nutno nejpozdéji do rijna 2021 udélit status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do rijna 2021.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 4518:1995.

Podle vnitrnich predpist CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severni Makedonie,
Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska, Spanélska, Svédska, Svycarska
a Turecka.

Oznameni o schvaleni

Text ISO 4518:2021 byl schvalen CEN jako EN ISO 4518:2021 bez jakychkoliv modifikaci.
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normaliza¢nich organt
(¢lent1 ISO). Mezinarodni normy obvykle vypracovavaji technické komise ISO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmeét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Préce se zucastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace, s nimiz ISO
navazala pracovni styk. ISO tzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urc¢ené pro jeho dalsi udrzovani jsou
popsany ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim
kritériim potfebnym pro ruzné druhy dokumenti ISO. Tento dokument byl vypracovan v souladu

s redak¢nimi pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. ISO nelze Cinit odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.
Podrobnosti o jakychkoliv patentovych pravech identifikovanych béhem pripravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v Gvodu a/nebo v seznamu patentovych prohlaseni obdrzenych ISO (viz
WWW.iso.org/patents).

Jakykoliv obchodni nazev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivatelll a neznamena schvéleni.

Vysvétleni nezavazného charakteru technickych norem, vyznamu specifickych termint a vyrazi ISO,
které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy Svétové
obchodni organizace (WTO) tykajici se technickych prekazek obchodu (TBT), viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technicka komise ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky ve
spolupraci s technickou komisi Evropského vyboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 262 Kovové a jiné
anorganické povlaky vcetné ochrany proti korozi a koroznich zkousek kovtl a slitin na zakladé
Dohody o technické spolupraci mezi ISO a CEN (Videnska dohoda).

Toto druhé vydéni zrusSuje a nahrazuje prvni vydani (ISO 4518:1980), které bylo technicky
revidovano. Hlavni zmény proti predchozimu vydani jsou:

- byly pridany optické profilometry, napr. konfokalni mikroskopy nebo interferenéni mikroskopy,
jako alternativy k hrotovym pristrojim pro méreni vysky stupné;

- byl pridan popis modernéjsich hrotovych profilometra.

Jakdkoliv zpétna vazba nebo otdzky tykajici se tohoto dokumentu maji byt adresovany narodnimu
normaliza¢nimu organu uzivatele. Uplny seznam téchto orgént lze nalézt na adrese
WWwWw.iso.org/members.html.



http://www.iso.org/directives
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1 Predmet normy

Tento dokument specifikuje metodu méreni tloustky kovového povlaku, pri které se nejprve vytvori
stupen mezi povrchem povlaku a povrchem jeho podkladu a pak se pomoci profilometrického
pristroje zméri vyska stupné. Tento dokument zahrnuje charakteristiky zarizeni a postup prislusejici
tomuto specidlnimu pouziti profilometrickych metod.

Metodu lze pouzit k méreni tlousték kovovych povlaku v rozsahu od 0,01 mm do 1 000 mm na
rovinném povrchu a pri provedeni patricnych opatreni i na valcovém povrchu. Je velmi vhodna pro
méreni velmi nizkych tlousték, ale u tlousték mensich nez 0,01 mm maji rozhodujici vliv rovinnost
povrchu a jeho hladkost. Proto neni vhodné ji pouzivat v pripadech, kdy se tloustka blizi dolni mezi
mériciho rozsahu obvyklé u elektronickych hrotovych pristroju. Metoda je vhodnda pro méreni
tlousték povlakl pri pripravé referencnich etalonu tloustky povlaku.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



